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Cel przedmiotu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami nowoczesnych systemów 

informacyjno-pomiarowych osadzonych w sieci komputerowej. 

 

Treść przedmiotu 

 

Podręcznik składa się z kilku części. Pierwsza z nich zawiera opis systemu pomiarowego w 

znaczeniu tradycyjnym, do jakiego wszyscy przywykliśmy. Druga opisuje najbardziej po-

wszechny system uniwersalnego interfejsu szeregowego RS232 (oraz 423A i 485), 

pokrewny mu interfejs USB oraz interfejsy bezprzewodowe takie jak: „na podczerwień” – 

IrDA oraz radiowy „Bluetooth”. W części trzeciej zamieszczono opis standardu IEC-625, 

równoległego interfejsu dedykowanego aparaturze pomiarowo-kontrolnej. Tematem części 

czwartej jest interfejs modułowy oznaczany symbolicznie nazwą VXI. Część piąta to opis 

bardzo wygod-nego rozwiązania sprzętowego, umożliwiającego zbieranie danych i 

gromadzenie ich w pa-mięci systemu komputerowego, karty zbierania danych. Ta część 

stanowi podstawę do zdefi-niowania idei wirtualnego przyrządu pomiarowego, która stanowi 

treść części szóstej. Dwie kolejne części poświęcone są opisowi oprogramowania do 

projektowania wirtualnych przy-rządów pomiarowych oraz analizy sygnałów. Dwie ostatnie 

części to chronologiczne ujęcie zagadnień projektowania laboratorium wirtualnego. 
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